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Abkirzungen und Symbole

Angular Resolved Electron Energy L oss Spectroscopy
Bremsstrahlung | sochromat Spectroscopy

Complete Spin Polarized Electron Energy L oss Spectroscopy
Electron Energy L 0ss Spectroscopy

Electron Spectroscopy for Chemical Analysis

Fermi Surface M apping

Full Width at Half M aximum (Halbwertsbreite)

High Resolution Electron Energy L oss Spectroscopy
L ow Energy Electron Diffraction

M edium Energy Electron Diffraction
PhotoElectronSpectroscopy

Scanning T unneling Microscopy

Ultraviolet Photoel ectron Spectroscopy

X-Ray Photoelectron Diffraction

X-Ray Photoel ectron Spectroscopy

X-Ray Reflectometry

Crystdl Field (Kritallfeld)
Langmuir (1L=10" TorriSec)

M onoL ayer (Monolage)

Transition Metal (Ubergangsmetall)
UltraHochVakuum

Spin-Up-Elektron

Spin-Down-Elektron

Streuwinkel zwischen einfallendem und gestreutem Elektronenstrahl (EELS)
Azimutalwinkel

Austrittsarbeit

Polarwinkel zwischen Probennormale und Eintrittsachse des Analysators
Winkel zwischen Elektronenkanone und Analysator

inelastische mittlere freile Weglange

Impulstibertrag parallel zur Oberflache

Wirkungsquerschnitt

irreduzible Darstellung (hier: Asg, Azg, Eg, Tag, Tog, A1, Az, By, Ba, E)
Wellenfunktion

Raumwinkel

Spinmultiplizitdt

Besetzung der 3d-Schale
Gitterkonstante

Gitterkonstante im reziproken Raum
Racah-Parameter



Punktsymmetriegruppe (z.B. einer quadratischen Pyramide)

Kristallfeldparameter

Energieverlust (EELS)

Aufspaltung der 3s-Linie in der Photoemission
Primérenergie (EELS)
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Photonenenergie

Wellenvektor der Primérel ektronen (EELS)
Wellenvektor der gestreuten Elektronen (EELS)
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Sauerstoffpartial druck
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